


















































专利名称(译) 电路元件特征值的检测方法及使用该方法的显示装置
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外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

显示装置及其驱动方法。 感测并补偿布置在显示面板的子像素中的驱动
晶体管的特性，从而改善有机发光显示装置的图像质量。 减小或最小化
了在消隐周期开始的时间点与驱动晶体管的感测开始的时间段之间的数
据电压的变化，从而减小了对驱动晶体管的特性的感测的偏差。
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